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纳米尺度的精确测量方法和原位表征技术是探索低维体系中电子输运特性的重要实
验基础，也是设计和构建纳电子器件的关键环节。扫描探针显微技术具有高空间分
辨率和同步的多物性参量测量能力，为微纳结构的性质研究提供了一种有效的探测
手段。然而扫描探针技术目前的应用通常限于对材料性质差异的定性观测，发展纳
米尺度材料物性的定值测量是扫描探针技术的一个重要趋势。近年来我们对扫描探
针电学测量中的若干理论和技术关键问题开展了系列研究，发展和完善了基于静电
力显微镜相位谱技术的纳米尺度高分辨物性研究的实验测量技术和相关的理论分析
方法，利用该技术研究了纳米结构功能材料，如石墨烯和有机半导体单层分子薄膜
的微观电学特性，实现了对复合材料中亚表面/界面局域结构和性质的新原理探测。
这些研究工作拓展了扫描探针技术在纳米精确测量领域的应用，为开展分子和纳米
结构材料的结构和物性研究提供了良好的实验平台。 
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About the Speaker 
裘晓辉，国家纳米科学中心研究员，中科院“百人计划”。1992年毕业于吉林大学
化学系，2000年在中国科学院化学研究所获得博士学位。2000年8月至2006年2月期
间在美国加州大学Irvine分校、美国IBM公司T J Watson中心研究部、及俄亥俄州立
大学从事博士后研究。2006年3月进入国家纳米科学中心工作，现任纳米表征研究室
主任，中科院纳米标准与检测重点实验室副主任。近年来的主要研究工作是开展单分
子扫描探针实验技术研究，发展了对纳米结构电学性质的静电力显微镜相位谱测量方
法，并利用超快显微光谱研究纳米材料和结构中的电子转移过程和载流子动力学过程。 
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